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Фталоцианин меди (СиРс), материал, является дешевым органическим полу
проводником и широко используется в качестве красителя синего цвета бытовых 
продуктов. В средней части спектра видимого света СиРс обладает большим по- 
тощением. Это указывает на возможность перехода энергии света в другие виды 
энергии. Фталоцианин меди наносят на различные подложки (стекло К8) и исполь
зуют как основание для производства полупроводниковых приборов. При этом не
обходим неразрушающий контроль качества структуры пленок СиРс. Одним из 
физических методов исследования оптических параметров и толщины поверхност
ных слоев является эллипсометрия -  метод, позволяющий измерять не только ин
тенсивность отраженного или проходящего света, но и его фазу. Благодаря этому 
эллипсометрия является более чувствительным методом, чем спектрофотометрия.

В данной работе на ES-2 измерены 
спектры поляризационных углов плен- 0 7 
киСиРс на прозрачной пластине К8. По 
имеющимся в литературе [ 1 ] табличным 
данным для показателей преломления и 
поглощения этих материалов были по
лучены аналитические зависимости 05 
л(Л), /с(Я). По основному уравнению 
эллипсометрии для обсуждаемой двух
слойной структуры, которое учитывало 0.4 
толщину прозрачной пластины, рассчи
тан ожидаемый спектр Шпф(Л).  Наи
лучшее совпадение измеренного (диск- 0 3 7
ретные точки) и рассчитанного (сплош
ная кривая) спектров на рисунке дости
гается при толщинах слоя CuPc d x = 0.16 ц т  и пластины К8 d 2 = 2 т т . Несов
падение кривых при 0.48//от< А < 0 .57ц т  можно объяснить наличием неодно
родных поверхностного и контактного слоев.
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